TRIBOLOGICKE LABORATORIUM
na oddeleni Konstrukénej keramiky

Laboratérium sa zaoberd testovanim a vyhodnocovar
trecich vlastnosti a opotrebenia materialov.

Vybavenie:
Vysoko-teplotny Tribometer od CSM Instruments
Metoda merania: Pin-on-disc;
Meranie s pouzitim maziva, alebo bez;
Meranie na vzduchu, alebo v ochrannej atmosfére

Technicka Specifikacia:

Gulétka: s priemerom 6 mm

Ocd, tazkeé kovy, AJOs, SkN4, Zro,
Statické zéazenie: 0.1 — 10 N
Maximalne zéazenie: 10 N

e Teplota: do 800 °C (do 1000 °C s pridavnou pecou
+3°C
* Rotacia:
0 Stupei: 0,3 — 500 rpm
0 Max. priemer: 30 mm
0 Max. kratiaci moment: 450 mN.m

Vystup: koeficien zéazenia, opotrebenie

Charakteristika profilometra a mikroskopu:

» Profilometer Mitutoyo SJ-201
Drsnos a profil
- Vysledok 0.0lum

Meranie optickym mikroskopom s PC

LABORATORIUM TENKYCH POVLAKOV
na oddeleni Konstrukénej keramiky

imLaboratérium sa zaobera vyskumom a vyvojom tvrdgch
oteruvzdornych povlakov.

Vybavenie:
Hybridny PVD/PE CVD systém

Technické parametre

Elektronové delo max. 10 kV/1.2A

Magnetrén s priemerom 10 cm a 1kw/ 13,56 MHz
Sublimétor

Predpatie max. 5 kV/ 3 A

Systém napi&nie plynov Ar, N, GH,, H,

Rotany pripravok Vysoka rychldsastu vrstiev 0.01
- 10 pm /min

Aktivity :

Priprava povlakov z nitridov a karbidov
prechodovych kovov

Vyskum a vyvoj nanokompozitnych systémov WC/
a CrC/C pripravenych pomocou PE CVD z organicko-
kovovych prekurzorov

TEM + microdiffraction

wc 0.82

WC coating on high-speed steel
(FIB prepared sample)

Identification of SAED pattern
(JEMS software)

SAED pattern from the coating
area (marker)

Mikrodifrakcia tenkych povlakov




